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Leica DM2700 M

La comodidad no es un lujo

Ademas de una maxima calidad 6ptica, el microscopio Leica DM2700 M ofrece, sobre todo, una comodidad de
trabajo Unica en su categoria. Esta trabajando con un equipo estandar para tareas rutinarias, pero con todas las
prestaciones posibles. El microscopio se adapta totalmente al usuario, evitando de este modo agarrotamientos
musculares, lesiones por una postura inadecuada y efectos nocivos para la salud a largo plazo. La microscopia
nunca habia resultado tan cémoda y sencilla.

MAS SENCILLO, MAS SEGURO, AMPLIABLE:

UN DISENO PARA TRABAJAR CON MAS AGILIDAD SUS PRINCIPALES VENTAJAS

Con el microscopio Leica DM2700 M recibira un sistema » Resultados de andlisis precisos: gracias a la excelente éptica
perfectamente configurado segln los requisitos de su aplica- HC de Leica

cién. Gracias a su gran modularidad, el microscopio Leica » Adquisicion ajustada a presupuesto: se puede ampliar
DM2700 M crece a medida que se complican sus tareas, posteriormente de un modo muy sencillo

p. €]., se puede ampliar con una cdmara y con software de » Trabajo rapido y en menos tiempo: gracias a posiciones de
analisis y documentacién. Es la solucién éptima para las apoyo para el usuario integradas

tareas de control de calidad, pero también para el anélisis, » Seguridad durante el andlisis: gracias a funciones de

la investigacion y el desarrollo de materiales. proteccion integradas en el equipo

» Trabajo saludable: gracias a un disefio totalmente ergonémico

RESUMEN GENERAL DEL MICROSCOPIO LEICA DM2700 M

Tipo de estativo

Microscopio de materiales vertical, robusto y ampliable

[luminacién Eje episcopico con revélveres reflectores de 4 posiciones (BF/POL/DIC/Fluo) y de 5 posiciones equipados
episcopica cada uno con el asistente del diafragma con codificacion de color (CDA).
Fuentes de luz: 12 V 100 W halégena, Hg 50, Hg 100, Xe 75
[luminacién Caja de lamparas 12 V 100 W halégena
diascopica Casillero de filtros incorporado, portafiltros de 3 posiciones

Mando de enfoque

Con 2 niveles (aproximado y de precision); con 3 niveles (aproximado, de precision y ultrapreciso); ajuste
de dureza integrado; altura regulable de los mandos de enfoque para una ergonomia perfecta

Platina del

microscopio

Altura méax. de la muestra 80 mm; acceso por la derecha o por la izquierda; recubrimiento

ceramico de larga duracion y resistente a arafiazos

Revélver portaobjetivos

BF/DF M32 de 5 posiciones o BF M25 de 6 posiciones o BF M25 de 7 posiciones



El potente trabajo en equipo

Uno para todos: el software de microscopia LAS con numerosos modulos

LEICA APPLICATION SUITE

Leica Application Suite (LAS) es la plataforma de software
comun para todos los microscopios y cdmaras digitales de
Leica Microsystems. En combinacidn con las cdmaras Leica
DFC con conexién Firewire, puede construirse un sistema de
inspeccion y anélisis perfectamente coordinado en funcién de
las necesidades, p. g]., para la determinacién del tamafio
granular o para el control de fases. Por ejemplo, la ampliacién

de un sistema puramente de documentacion a un sistema para
el andlisis de inclusiones en acero se resuelve facilmente con

un mddulo de software.

LEICA GRAIN EXPERT

Los andlisis de limites de grano se emplean para determinar las
propiedades de los materiales y su posterior control, con el fin
de extraer conclusiones sobre las propiedades del producto
final. El paquete de programas Leica Grain Expert integrado en
el software Leica LAS permite seleccionar el modelo adecuado
en un extenso programa de diferentes técnicas de analisis.
Este software de anélisis integra completamente todos los
estandares habituales el sector, por lo que es posible realizar
un gran nimero de andlisis relevantes cumpliendo las

normativas.
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DFC

LEICA PHASE EXPERT

El andlisis de fases para laboratorios de metalurgia y de
materiales es una actividad analitica habitual pero compleja,
en la cual el tiempo y la eficiencia juegan un papel muy impor-
tante. Con el médulo Leica Phase Expert puede realizar una
medicion automatica, objetiva y reproducible de microestructu-
ras multifasicas empleando colores vivos o contrastes. De este
modo, pueden analizarse los diferentes componentes de la
pizarra bituminosa en base a su grado de reflexion igual de
répido que los colores de polarizacién en una placa fina de roca

para un anélisis modal o un tejido 6seo con tincion.

LEICA STEEL EXPERT

Con el mddulo opcional LAS Leica Steel Expert trabajara

en un entorno de aplicaciones altamente especializado para la
comprobacién automatica de inclusiones en acero. El médulo
Leica Steel Expert, en combinacién con un microscopio para el
andlisis de materiales y una cdmara digital Leica DFC de alta
resolucidn, se convierte en un sistema completo e integrado
que le proporcionara resultados de manera réapida y totalmente
objetiva en relacién con las normas de uso internacional sobre
la pureza del acero. Permite el andlisis de hasta seis tipos
diferentes de inclusiones no metalicas en aleaciones de acero.
Asimismo, pueden detectarse sulfuros, 6xidos globulares,
silicatos, 6xido de aluminio, inclusiones heterogéneas e

inclusiones de nitruro de titanio tintadas.

CAMARAS DIGITALES LEICA

Las camaras para microscopia de Leica Microsystems se
caracterizan especialmente por su rapidez a la hora de ofrecer
imagenes en vivo, tiempos de respuesta reducidos, una alta
resolucion y nitidez en el contraste. Junto con el intuitivo
software de control, completan perfectamente el paquete de
anélisis de los microscopios y macroscopios de Leica.

En combinacion con el software Leica LAS, podréa archivar,
medir, analizar y presentar las exposiciones. La capacidad de
reproducir el 100 % de las exposiciones y la absoluta comodi-
dad en el control remoto de las camaras y del microscopio
Leica garantizan un proceso de trabajo rapido y rentable.
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LEICA CAST IRON

Leica Cast Iron Expert evalda las image-
nes de alta calidad que se obtienen

con los microscopios Leica. El software
LAS conecta entre si de manera inteli-
gente los Gltimos desarrollos en el
campo de la microscopia automatica,

del procesamiento de datos y del anélisis
de imagenes digital.

LEICA DMI3000 M

Microscopio invertido manual para
el andlisis de materiales, el control
de calidad o el desarrollo de nuevos
materiales.

LEICA DM8000 M

Microscopio de investigacion manual

o totalmente automético con platina
para muestras grandes, dptica macro e
iluminacion ultravioleta. El microscopio
totalmente motorizado se puede contro-
lar con las teclas de funcién, el control
remoto SmartMove o mediante un PC
para la méxima comodidad del usuario.

LEICA DFC450

La cdmara microscopica Leica DFC450
incluye un sensor CCD de 5 megapixeles
de alta calidad para obtener imagenes
claras y nitidas para la documentacion y
el anélisis en los dmbitos de aplicacion
bioldgicos, clinicos y del sector industrial.

LUMINOSIDAD Y COMODIDAD
Nuestro principal objetivo consiste en proporcionarle la mejor luz para
sus analisis de materiales. Para ello, los desarrolladores de Leica han
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